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Optik iplik Diizgiinsiizliik ve Tuyliiliik Test Cihazi
(OPTIYARN OPTO01)

iplik boyunca 0,5 mm araliklarla optik cap dl¢iimii; 20-300 m/dk hizda diizgiinsiizliik (U%, CV%, SD), tiiyliilik ve filament
anomalisi analizi. Spektrogram ve periyodik hata degerlendirmesi; harici PC yaziliminda istatistikler, PDF test raporu ve
CSV veri aktarimi.

Model teknik verileri

1 Olgtim hizi: 20-300 m/dk.

2 Olgiim araligi: iplik boyunca 0,5 mm.

3 Cap ve dluzgunsuzlik: optik iplik capi; optik ¢cap sinyalinden U%, CV% ve SD.

4 Yuzey analizi: iplik thyliluga ve filament anomalileri.

S Periyodik analiz: spektrogram ve periyodik hata dederlendirmesi.

6 Yazihm ve c¢iktilar: harici PC yazilimi; PDF test raporlari ve CSV veri aktarimi.

7 Yontem referanslari: ASTM D5647 (fotoelektrik iplik tlylUligu kilavuzu), ISO 139 (kondisyonlama ve deney

atmosferi), ASTM D2258 (iplik numune alma).

8 Dlzgunsizlik istatistikleri optik ¢ap verilerinden hesaplanir.

Fiziksel ozellikler ve besleme

Elektrik beslemesi Approx. 220-240 V AC, 50/60 Hz, tek faz; Uretim segimine gore.

Glg / baglh yuk Approx. 100-300 W; 6n boyutlandirma igin bagl yik.

Cihaz dis olguleri Approx. 500 x 450 x 750 mm (G x D xY).

Cihaz agirhgi Approx. 30-60 kg net.

Brit / sevkiyat agirhgi Approx. 45-85 kg brit; ambalaj pay! tahminidir.

Baglantilar Harici PC yazilimi; PDF test raporu ve CSV veri aktarimi.

Laboratuvar altyapisi Kondisyonlanmis laboratuvar ortami (segilen yonteme gore); harici PC icin ¢alisma alani.
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Olgii sirasi ve yaklagik degerler satirda belirtilmistir. Ambalaj degerleri cihazin net éigii ve agirhgindan ayridir. Approx. satirlari muadil cihazlar
ve islev/kapasite esaslh 6n mihendislik tahminidir; dogrulanmis tretim 6lglisu veya standart zorunlulugu degildir. Kurulum ve sevkiyat, onayl
Uretim cizimi ve etiket degerleriyle kesinlestirilir. Tahmin kapsami: temel Urtin/tek unite; harici bilgisayar, tezgah ve yardimci tesisat haric.

Teknik 6zellikler, dlgller ve gui¢ gereksinimleri yaklasik olup sirekli tasarim iyilestirmeleri nedeniyle dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Urdnlerin teknik dzellikleri ve gorselleri, Gretim kosullarina ve ilgili standartlara gére degisiklik gosterebilir.

Test ve konfiglirasyon

Olgiilen ¢ikti / iglev Optik cap duzgtnsuzligu (U%, CV%, SD), tuylilik ve filament anomalileri

Metoda gore secilecek Olglim hizi, test uzunlugu, 6lgiim araligi ve kondisyonlama
parametreler

Dogrulama noktalari Optik 6lgim kanali, besleme hizi ve referans numune

Kontrol ve kayit sartnamesi
Ydénteme gore yazilim ve kayit gereksinimleri asagidadir. Teslim edilen yazilim modulleri siparis kapsaminda tanimlanir.

* Yontem kodu ve baskisi, numune kimligi, operator ve secilen deney parametreleri kayitla iligkilendirilir.
* Optik ¢ap sinyali, 6lgiim araligi, hiz ve test uzunlugu ile U%, CV%, SD, tlylllik ve spektrogram sonugclari birlikte saklanir.
* Ham olgtimler, birimler, gegerli/gegersiz deney isaretleri ve raporlanan sonug izlenebilir tutulur.

* Hesaplama, bilinen girdiler ve bagimsiz hesapla; sensoér kanallari kalibrasyon degerleriyle kontrol edilir.

ilgili test metotlari

ASTM D5647 - I1ISO 139 - ASTM D2258

Listelenen metotlar uygulama referansidir. Uygunluk; donanim, metot baskisi ve kalibrasyon birlikte degerlendirilerek belirlenir.
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